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Abstract (en)
The method involves comparing a reference image (R) of a scene with a secondary image (S) of the scene acquired by an imaging system, where
the images consist of exposures of the scene acquired by the imaging system. Movement direction of an observation satellite during the exposure of
the secondary image is determined to be opposite to movement direction of the observation satellite during the exposure of the reference image. A
line and a column of a matrix obtained by correlation of the reference and secondary images are averaged to estimate a pitch error and a roll error.
Independent claims are also included for the following: (1) a computer program product comprising a set of instructions for calibrating alignment
errors of a reference mark of an on-board imaging system inside an observation satellite (2) a imaging system for on-board an observation satellite.

Abstract (fr)
Selon un premier aspect, l'invention concerne un procédé d'étalonnage des biais d'alignement d'un repère de visée d'un système de prise de vues
embarqué au sein d'un satellite d'observation, dans lequel on compare une image de référence d'une scène avec une image secondaire de la scène
acquise par le système de prise de vues, caractérisé en ce que l'image de référence et l'image secondaire consistent en des prises de vues de la
scène acquises par le système de prises de vues, le sens de déplacement du satellite d'observation lors de la prise de vue de l'image secondaire
étant opposé au sens de déplacement du satellite d'observation lors de la prise de vue de l'image de référence.
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